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SEM (Taramah Elektron Mikroskobu) EGE MATAL

Taramali elektron mikroskobu, alan
emisyonlu (FEG) tabancadan ortaya ¢ikan
elektronlarin kullanimi incelenecek malzeme
ylizeyine  gonderilmesi  sonucu  olusan
etkilesmelerden  yararlanilmast  esasina
dayanir. Bir taramali elektron mikroskobunda
goriintii  olusumu temel olarak; elektron
demetinin incelenen drnegin yiizeyi ile yaptigi
fiziksel etkilesmelerin sonucunda ortaya ¢ikan

sinyallerin ~ toplanmast  ve  incelenmesi

prensibine dayanir.

SEM Uygulamalari:

lletken/yalitkan Malzeme

Biyolojik materyaller

Jeolojik numuneler

Tekstil triinleri

Cihaz Adi: Thermo Scientific Apreo S
Cihaz Donanim ve Ozellikleri:

Dedektorler :ETD (SE) , T1 (In-Column BSE) - T2 (In-Column SE), geri ¢agrilabilen
BSE, EBIC, STEM, LVD, EDS
Numune odast i¢ ¢ap1 : 340 mm

Vakum : Yiiksek vakum — Diisiik vakum

Elektron tabancasi : Schottky FEG tabancasi



